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Nationales  Vorwort  

Der Text von ISO/IEC 15421:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1  �Information technology� 

der Internationalen  Organisation  für Normung (ISO)  erarbeitet und  als  prEN ISO/IEC 15421:2023 durch das 

Technische Komitee CEN/TC225 �AIDC Technologien� übernommen, dessen Sekretariat von TSE (Türkei) 

gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA043-04-31AA �Automatische  Iden-
tifikation  und  Datenerfassungsverfahren� im DIN-Normenausschuss Informationstechnik und  Anwendungen 

(NIA). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt.  Die Nutzungs-
bedingungen  für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  für den englischen Text.  

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO/IEC 19762-1 siehe DINEN ISO/IEC 19762-1 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DINEN ISO/IEC 15421:2002-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 2  �Normative Verweisungen� aktualisiert;  

b)  Abschnitt 3  �Begriffe� überarbeitet; 

c) Norm redaktionell  überarbeitet.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO/IEC 19762-1, Informationstechnik�  Automatische  Identifikation  und  Datenerfassungsverfahren  

(AIDC)�  Harmonisiertes Vokabular� Teil 1:  Allgemeine Termini mit  Bezug  zu AIDC  
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Europäisches  Vorwort  

Der Text von ISO/IEC 15421:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1  �Information technology� 

der Internationalen  Organisation  für Normung (ISO)  erarbeitet und  als  prEN ISO/IEC 15421:2023 durch das 

Technische Komitee CEN/TC225 �AIDC Technologien� übernommen, dessen Sekretariat von TSE  gehalten 

wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN ISO/IEC 15421:2001 ersetzen. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/IEC 15421:2010 wurde von CEN als  prEN ISO/IEC 15421:2023 ohne irgendeine Abänderung 

genehmigt.  
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Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) und  IEC (die Internationale  Elektrotechnische Kommission) 

bilden  das auf  die weltweite  Normung spezialisierte System. Nationale  Normungsorganisationen, die Mitglie-
der von ISO  oder IEC sind, beteiligen sich an  der Entwicklung  von Internationalen  Normen in Technischen 

Komitees, die von der jeweiligen Organisation  eingerichtet wurden, um  spezifische Gebiete technischer Aktivi-
täten  zu behandeln.  Auf Gebieten von beiderseitigem Interesse arbeiten die Technischen Komitees von ISO  und  

IEC zusammen. Internationale  Organisationen,  staatlich  und  nicht-staatlich,  in Liaison mit  ISO  und  IEC, nehmen 

ebenfalls  an  der Arbeit teil. Auf dem Gebiet  der Informationstechnologie haben  ISO  und  IEC ein gemeinsames 

technisches Komitee (JTC, en: joint  technical committee), ISO/IEC JTC 1,  eingerichtet.  

Internationale  Normen werden in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  

erarbeitet.  

Die Hauptaufgabe  des gemeinsamen Technischen Komitees besteht in dem Erarbeiten von Internationalen  

Normen. Die vom gemeinsamen Technischen Komitee angenommenen  Norm-Entwürfe werden den Mitglieds-
organisationen zur Umfrage zur Verfügung gestellt.  Für eine Veröffentlichung als  Internationale  Norm wird 

eine Zustimmung von mindestens 75% der Mitgliedsländer, die abgestimmt  haben,  benötigt.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  ISO  und  IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizie-
ren. 

ISO/IEC 15421  wurde vom gemeinsamen Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1,  Information  technology,  Unter-
komitee SC 31, Automatic  identification  and data capture techniques,  erarbeitet.  

Diese zweite Ausgabe  ersetzt die erste Ausgabe  (ISO/IEC 15421:2000), die technisch überarbeitet wurde. 
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Einleitung 

Die Strichcode-Technologie beruht  auf  der Erkennung  von Mustern, die in Strichen und  Lücken  mit  festgelegten 

Abmessungen verschlüsselt sind. Es gibt  eine Vielzahl von Verfahren zur Reproduktion dieser Muster aus  Stri-
chen und  Lücken als  physikalisches Bild.  Für übliche  Druckverfahren wie Offset-Lithographie, Tiefdruck, Hoch-
druck, Siebdruck,  Heißfolienprägung und  Flexodruck sind ein oder mehrere Zwischenbildträger, zum Beispiel 

Druckvorlagen, photographische Filme, Druckplatten  oder -zylinder, Raster oder Druckformen erforderlich. 

Der Begriff des Strichcode-Masters bezieht sich auf  das erste physikalische Bild  des vollständigen  Strichcode- 

Symbols, mit  dem die anderen Bildträger hergestellt werden können.  Durch einige Prozesse werden Bildträger 

direkt hergestellt,  ohne einen Master zu erzeugen, der von dieser Internationalen  Norm abgedeckt  wäre. Um 

Veränderlichkeiten während des Reproduktionsvorgangs zuzulassen und  gleichzeitig die korrekte Codierung 

der darzustellenden Daten sicherzustellen, müssen bei der Vorbereitung des Strichcode-Masters bestimmte 

Verfahren durchgeführt werden. 

Diese Internationale  Norm legt  keine Verfahren fest,  sondern gibt  die Anforderungen an  Strichcode-Master an.  
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